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Descricao: Fragmento de azulejo do século XVIII (1760-1780);
Dimensdes: 55 x 129 x 11 mm; Origem: Coimbra.

Amostras: Fragmento e sec¢do semi-polida em depdsito no
Museu Nacional do Azulejo em Lisboa.
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LYAVNWISN Caracterizagdo Morfologica: IMAGENS MACROSCOPICAS

Fragmento de azulejo
em bom estado de
conservagao.
Apresenta  craquelé
pouco evidente.

BIA

 Espessura do Azulejo = 11 mm

Chacota bege rosada compacta com
alguns poros alongados e circulares;
vazios alongados e algumas inclusdes.
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voltar ao indice




Caracterizagio Morfologica: IMAGENS DE MICROSCOPIA OTICA

Equipamento: Lupa binocular Leica M80 com camara incorporada.

@ popneiss [N PRJHERCULES PATRIMONIO FCT il AzuwBltar ao indice




LVVNNWIN Caracterizagdo Morfoldgica: IMAGENS DE SEM

20.0kV. 10:9mm x120 BSECOMP 40Pa 20.0kV.10.9mm x150 BSECOMP 40Pa 300um 20.0kV. 10.9mm x160. BSECOMP 40Pa 300um

 Observa-se craquelé.

 Espessura do Vidrado = 439-448 um

Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrometro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

voltar ao indice




VVXNWIN Caracterizagéo Fisica: PROPRIEDADES HIDRICAS/POROSIDADE

Curva de Absorgéo de Agua (Chacota)

Massa voliimica real
(kg/m?) 2738
30 ~ ;o w
] A ——e Massa volumica aparente 1556
g 20 4 (kg/m3)
g 15 Porosidade aberta 13
£ 101 (vol %)
g 5 1 T . .
< Y Y Y Y Y | Coeficiente de capilaridade 135
0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 (kg/mzlhm) '
Tempo'/2 (h/2)
Teor maximo de agua
(%) 26,9

Procedimento: baseado na norma NP EN-13755.

voltar ao indice




AV WACH Caracterizagdo Fisica: POROSIMETRIA DE MERCURIO

Curvas de Porosimetria (Chacota)
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Procedimento: baseado na norma ASTM D4404-84.
Equipamento: Porosimetro Quantachrome Autoscan

voltar ao indice




Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR SEM/EDS

”..a.; A‘j‘i 4 7 o o TR SN P L il e
Combinagao Combinacao Combinacao
Mg_Al_Ca _Sn_Pb Al_Si_Sn

Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrometro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

voltar ao indice




Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR SEM/EDS

VIDRADO BRANCO
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kv AzuRe176 EDS Vidrado.xls

Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrometro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

voltar ao indice



../Dados Analíticos_Links/EDS/AzuRe176/AzuRe176_EspectroEDS_Vidrado.xls

Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR SEM/EDS

PIGMENTO DE COR VINOSA
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AzuRe176 EDS CorVinosa.xls

Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrometro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

voltar ao indice



../Dados Analíticos_Links/EDS/AzuRe176/AzuRe176_EspectroEDS_CorVinosa.xls

Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR SEM/EDS

INTERFACE

cps
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AzuRe176 EDS Interface.xls

Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrometro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

voltar ao indice



../Dados Analíticos_Links/EDS/AzuRe176/AzuRe176_EspectroEDS_Interface.xls

Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR SEM/EDS

CHACOTA
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AzuRe176 EDS Chacota.xls

Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrometro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

voltar ao indice



../Dados Analíticos_Links/EDS/AzuRe176/AzuRe176_EspectroEDS_Chacota.xls

Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR SEM/EDS

Composigao quimica (% m/m)*

Area Analisada Na Mg Al Si Cl K Ca Ti o Mn Fe Sn Pb
436 1,07 487 4021 - 512 212 - - 085 11,27 30,12
vidrado branco
503 1,07 473 3508 - 495 212 - 086 091 11,04 34,22
pigmento de cor vinosa
1,90 524 1853 39,71 1,04 408 13,03 126 - 676 - 145

chacota (préximo interface)

7 i
. ¥ 23 2
L, e )

092 611 1711 37,78 108 197 2798 089 - 59 - 020

chacota

* - Os valores apresentados na tabela correspondem as percentagens massicas dos elementos detetados na amostra, ndo considerando
o teor de oxigénio e normalizados a 100% (ver aviso).

Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrometro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

voltar ao indice



../Dados Analíticos_Links/Aviso.pdf

Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR SEM/EDS

ANALISE EDS EM LINHA: Vidrado — Chacota

T
80 100

Elementos: Pb_Na_K AzuRe176 EDS Perfil1.xls Elementos: C_Ca_Al AzuRe176 EDS Perfil2 xis

Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrometro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

voltar ao indice



../Dados Analíticos_Links/EDS/AzuRe176/AzuRe176_EDS_Perfil1.xls
../Dados Analíticos_Links/EDS/AzuRe176/AzuRe176_EDS_Perfil2.xls

Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR SEM/EDS

ANALISE EDS EM LINHA: Chacota — Tardoz

Elementos: Pb_Na_K AzuRe176 EDS Perfil3.xls

Equipamento: Microscopio eletrdnico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a um espectrometro de
energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

voltar ao indice



../Dados Analíticos_Links/EDS/AzuRe176/AzuRe176_EDS_Perfil3.xls

Caracterizacdo Quimica: ANALISE POR SEM/EDS
ANALISE EDS EM LINHA: Vidrado — Interface — Chacota

20 40 60 80 1 20 40 50 80 100
Point number Point number

Elementos: Al_Si_Ca AzuRe176 EDS Perfil4.xls Elementos: Mg_Na_K AzuRe176 EDS Perfil5.xls

Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrometro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

voltar ao indice



../Dados Analíticos_Links/EDS/AzuRe176/AzuRe176_EDS_Perfil4.xls
../Dados Analíticos_Links/EDS/AzuRe176/AzuRe176_EDS_Perfil5.xls

Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR SEM/EDS

ANALISE EDS EM LINHA: Vidrado — Interface — Chacota
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Elementos: Fe_Pb AzuRe176 EDS Perfibxls ~ Elemento: Sn AzuRe176 EDS Perfil7.xls

Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrémetro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

voltar ao indice



../Dados Analíticos_Links/EDS/AzuRe176/AzuRe176_EDS_Perfil6.xls
../Dados Analíticos_Links/EDS/AzuRe176/AzuRe176_EDS_Perfil7.xls

AV WACH Caracterizagdo Quimica/Mineralogica: ANALISE POR XRD

ANALISE

chacota

POR -XRD
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Pattern List
Visible Ref.Code Score Compound Name Displ.[°2Th] Scale Fac. Chem. Formula

* 01-086-2237 60 Quartz low -0,065 0,986 Si 02

* 00-041-1370 58 Diopside 0,002 0,588 Ca(Mg,Al)(S..

* 00-020-0020 53 Anorthite, ordered -0,017 0,451 CaAl2 Si2 08

* 01-085-1626 35 Leucite -0,044 0,261 K (AI'Si206)

Equipamento: Difratdmetro de raio-X Bruker AXS-D8 Discover

voltar ao indice




AV WACH Caracterizagdo Quimica/Mineralogica: ANALISE POR XRD

CHACOTA s _—

— | PDF 41-1370 Ca ( Mg, Al ) ( Si, Al )2 O6 Diopside
| PDF 41-1486 Ca AI2 Si2 O8 Anorthite, ordered

| POF 85-0797 Si 02 Quartz

19000 | | PDF 85-1626 K ( Al Si2 06 ) Leucite

10 20 30 40 50 60 70

2Theta (Coupled TwoTheta/Theta) WL=1,54060

Composig¢ao mineralégica semi-quantitativa (% m/m)

Quartzo Anortite Di6psido Leucite
SiO, CaAlLSi,05  Ca(Mg,A(SI,ANOs  K(AISI,Op)
15,72 45,27 31,95 7,06

Equipamento: Difratometro de raio-X Bruker AXS-D8 Discover

voltar ao indice




Caracterizagao Quimica/Mineralogica:
ANALISE TERMICA POR TGA/DTA

DTA /uV
TG /% DTG /(%/min)
| ex
102 ] 0
0.2
101 4 (&
|
! | 0.1
100! 10
Mass Change: -0.79 %
i 15 oo Perda de massa  Teor de carbonatos
99 {1 . . = 0 0
P s (%) (%)
L-20
98 L 0.1 1,32 3
L 25
97 1
L 0.2
un ngb-ss. --30
96 B R
————— DTG (subE'TZ,; L 35 [ -0.3
95 |
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Temperature /°C
B2C 2015-07-03 12:36 User: W7 total com brancosLurdes esteves.ngb-taa

Equipamento: Analisador térmico TGA/DTA Netzsch STA449 F3 Jupiter.

voltar ao indice




